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i) Przetargu nieograniczonego, ktérego przedmiotem jest " sprzedaz,
oste szkolenie, dostawe, montaz i uruchomienie w siedzibie
AcC 077 Zamawiajacego fabrycznie nowego mikroskopu sit magnetycznych z

bipotencjostatem wraz z oprogramowaniem”.
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Zamawiajacy informuje, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych, iz w dniu 2012-07-27 wptyngt od uczestnika postepowania
wniosek o udzielenie wyjasnien nastepujacej tresci:

W zwigzku z odpowiedziami udzielony przez Zamawiajgcego chcieliby$my zadac kilka
dodatkowych pytan, poniewaz udzielone wyjasnienia nie byty dla nas wystarczajgce, a w
niektérych punktach sg dla nas niezrozumiafe.
Z checig udzielimy szczegofowych wyjasniern odnosnie kazdego pytania, ktére zadajemy,
czego niestety pisemnie zrobi¢ sie nie da. W kazdej chwili mozemy sie pojawi¢ u
Zamawiajgcego i doktadnie wyttumaczy¢ o co pytamy i w jakim celu oraz jakie sq réznice
miedzy tym co my chcemy zaoferowac a tym co zostato opisane w specyfikacji.
Chcielibysmy zwrécic¢ uwage iz nasze pytania nie majg na celu jedynie umoZzliwienia nam
{}{:} ztozenia oferty - chcielibysmy takze wskaza¢ Zamawiajgcemu, ktore opisy w specyfikacji
“avRoBOW nie dotyczg konkretnych mozliwosci i funkcji urzadzenia, a jedynie sq nieistotnym
szczegotem, ktéry nie ma praktycznego zastosowania i tak naprawde dotyczg gorszych
odpowiednikéw prawdziwych funkcji (jak na przykfad mikroskopia sit magnetycznych i
nanoindentacja zastgpione sq uproszczonymi trybami).
Nasze ostatnie pytanie dotyczy naszych watpliwo$ci dotyczacych warto$ci opisanego
urzgdzenia, ktére nie powinno przekroczy¢ ceny 800 tysiecy ztotych netto. Nawet jezZeli
Zamawiajgcy preferuje to konkretne rozwigzanie, chcieliby$my zwrécic uwage na to iz nie
powinno by¢ ono zaoferowane za wiekszg kwote.
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1. Dotyczy odpowiedzi z dnia 20 lipca na pytanie numer 3 (czestotliwo$¢ rezonansowa w

i trybie przerywanego kontaktu). Odpowiedz Zamawiajgcego wskazuje na tryb PeakForce
oferowany przez firme Bruker. Z informacji tej firmy wynika, Ze sg oni w trakcie

patentowania tego trybu. Nie jest nam znana Zzadna inna firma oferujgca ten tryb.
e Standardowy tryb z przerywanym kontaktem wymaga znalezienia czestotliwosci
ﬁg ggg rezonansowej, ale proces ten moze sie odbywac automatycznie, bez udziatu uzytkownika.
AB 503 Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na zaoferowanie tradycyjnego trybu przerywanego

AB 504 kontaktu zamiast opisanego trybu, ktory moze zaoferowac tylko jedna firma?




2. Czy Zamawiajacy wymaga przedstawienia (lub posiadania) jakichkolwiek publikacji na
temat badann magnetycznych w zewnetrznym polu magnetycznym na oferowanym
urzadzeniu, zeby wykazac, ze taka moZliwos¢ istnieje i nie jest prototypem albo
pojedynczym eksperymentem?

3. Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania zewnetrznego urzadzenia do wytwarzania
pola magnetycznego?

Jezeli tak, to czy Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie na zaoferowanie magnhesu
1mT?

Jezeli nie, to w jaki sposob nalezy wykaza¢ mozliwos¢ pracy w trybie MFM w
zewnetrznym polu magnetycznym?

4. Do jakiego nanoindentera powinny pasowac¢ "dwie sondy przeznaczone do
standardowego wykorzystywania podczas prowadzenia badan w trybie nanoindentacji"?
Zgodnie z udzielonymi przez Zamawiajgcego odpowiedziami wymagany jest jedynie tryb
oparty na spektroskopii sit, a nanoindentacja nie jest wymagana. Zaoferowanie sond do
nanoindentacji bedzie oznaczato, ze Zamawiajgcy nie bedzie moégt ich wykrorzystac,
poniewaz nie sq one kompatybilne z Zadnym mikroskopem sit atomowych.

5. Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane wymogu dotyczgcego rozdzielczoSci
optycznej na rzeczywisty wymog podany w mikrometrach? Wymagana rozdzielczo$¢

5 mega pikseli dotyczy tylko kamery rejestrujgcej obraz i nie ma wptywu na rzeczywistg
rozdzielczo$¢, ktora jest zalezna od elementéw optycznych takich jak obiektywy.

Jezeli Zamawiajgcy nie wyraza zgody na takg zmiane, fo czy wyraza zgode na
zaoferowanie ukfadu o rozdzielczosci 10 mega pikseli z obiektywem pozwalajacym na
uzyskanie rozdzielczo$ci optycznej 10 mikrometrow?

6. Dotyczy odpowiedzi z dnia 20 lipca na pytanie numer 13. Czy Zamawiajgcy dopuszcza
umieszczenie ukfadu obserwacji dzwigni pod katem, pomimo iz w odpowiedzi na
wczesniejsze pytanie potwierdza, ze ukiad taki powinien by¢ prostopadty do probki? Jezeli
Zamawiajgcy uwaza, ze takie rozwigzanie jest lepsze, dlaczego nie jest ono wymagane?
Najlepsze systemy SPM posiadajg taki uktad pionowo, prostopadle do probki, tak wiec
wymaog taki eliminowatby tylko stabe rozwigzania, co do ktérych Zamawiajacy przyznat
racje, ze sq niewygodne i nieprecyzyjne.

7. Dotyczy odpowiedzi z dnia 20 lipca na pytanie numer 16. Jakiego rodzaju probki ma na
mysli Zamawiajgcy? Mikroskopia sit magnetycznych jest technikq ktéra przy duzej
chropowatosci nie pozwala na uzyskanie wiarygodnych wynikéw. Z zatozenia, wszystkie
techniki mikroskopii sit atomowych wymagajg probek o nieduzej chropowatosci, a peten
zakres skanowania wykorzystywany jest to zgrubnego okre$lania pozycji skanowania
wysokorozdzielczego.

Przyjetym standardem zakresu osi Z jest 10% wartoSci zakresu osi X. Czy Zamawiajacy
mogtby przedstawic publikacje lub inne wyniki badari wykonanych za pomocg mikroskopii
sit magnetycznych w zakresie 10 mikrometrow w osi Z, ktére chciatby wykonywac na
opisywanym systemie, lub ktorymi sie kierowat opisujac taki wymog? Chcielibysmy
przeanalizowac te badania, zeby moc zaproponowac odpowiednie rozwigzanie.

8. Dla ktorych trybow pracy systemu Zamawiajgcy wymaga rozmiaru probki o Srednicy
200 mm, pozycjonowania w zakresie 175x150 mm oraz mocowania za pomocg
podcisnienia? Czy jest to wymagane dla wszystkich trybow podstawowych opisanych w
punkcie 1 (wymagane tryby pracy)?

9. Dotyczy odpowiedzi z dnia 26 lipca na pytanie numer 14. Czy to pytanie dotyczy
pomiarow opisanych w punkcie 1.11? Czy oferowane urzgdzenie musi posiadac
mozliwo$¢ przeprowadzania testow zarysowania, pefzania oraz odpornosci na zuzycie?
Zamawiajgcy napisat, Zze tego nie wymaga, ale jednocze$nie napisat, Ze jest to



standardowy tryb tego urzgdzenia, przez co nie mozna stwierdzi¢ czy jest to opcja, ktérg
trzeba zaoferowac czy nie.

10. Opisane przez Zamawiajgcego urzadzenie jest praktycznie identyczne jak urzgdzenie
opisane w specyfikacji przetargu na Uniwersytecie Jagiellonskim (CRZP/UJ/80/2012).
Opisane przez Zamawiajgcego urzadzenie posiada kilka opcji mniej i ma skrocong
gwarancje, a w zamian ma kilka opcji wiecej. Na podstawie tych réznic (oraz informacji na
temat ich cen, ktére posiadamy) i wyniku wspomnianego przetargu (kwoty wybranej
oferty) cena opisanego przez Zamawiajgcego urzgdzenia powinna wynosi¢ ponizej 800
tysiecy ztotych. Na jakg kwote zostato oszacowane to urzgdzenie skoro rodzaj przetargu
(powyzej progu 200 tysiecy euro) sugeruje wiekszg kwote? Poniewaz Zamawiajacy w
odpowiedziach na pytanie potwierdzit, Zze nie wymaga nanoindentacji, ktéra jest bardzo
drogg technikg, czy nie oznacza to ze warto$¢ zamowienia powinna by¢ nizsza a przetarg
powinien by¢ ogtoszony jako ponizej progu unijnego?

Czy Zamawiajgcy podczas badania rynku i przygotowywania postepowania
przetargowego sktadat takie samo zapytanie do réznych firm, czy tez moze przygotowat
postepowanie na podstawie jednej konkretnej oferty bez sprawdzania czy cena tej oferty
nie zostata zawyzona? Zwracamy uwage iz informacje na temat postepowan
przetargowych sg informacjg publiczng, tak wiec bez problemu mozna zapoznac¢ sie z
ofertami réznych firm i cenami takich urzadzen. Informacje takie powinny byc¢ dla
Zamawiajgcego bardzo istotne, poniewaz dysponujac Srodkami publicznymi musi zadbac
o ich jak najlepsze wykorzystanie, tak aby Srodki te nie byty mamowane, w szczegdlno$ci
na zakup urzgdzenia po zawyZzonej cenie”.

Ponizej przedstawiamy odpowiedzi Zamawiajagcego na pytania
Wykonawcy.

1. Dotyczy odpowiedzi z dnia 20 lipca na pytanie numer 3
(czestotliwos¢é rezonansowa w trybie przerywanego kontaktu).
Odpowiedz Zamawiajacego wskazuje na tryb PeakForce
oferowany przez firme Bruker. Z informaciji tej firmy wynika, ze
sg oni w trakcie patentowania tego trybu. Nie jest nam znana
zadna inna firma oferujagca ten tryb. Standardowy tryb z
przerywanym kontaktem wymaga znalezienia czestotliwosci
rezonansowej, ale proces ten moze sie odbywaé
automatycznie, bez udzialu uzytkownika. Czy Zamawiajacy
wyraza zgode na zaoferowanie tradycyjnego trybu
przerywanego kontaktu zamiast opisanego trybu, ktéry moze
zaoferowac tylko jedna firma?

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zaoferowanie tradycyjnego trybu z
przerywanym kontaktem zamiast opisanego w punkcie 1.1 trybu pomiarowego.
Zamawiajgcy informuje réwniez, Zze nie ma obowigzku dostosowa¢ wymagan
technicznych do specyfikacji kazdego z producentow aparatury, a jedynie do
wfasnych potrzeb. Dodatkowo zgodnie z informacjami Zamawiajgcego
przynajmniej dwie firmy posiadajg obecnie wymagany w punkcie 1.1 tryb
pomiarowy.

2. Czy Zamawiajacy wymaga przedstawienia (lub posiadania)
jakichkolwiek publikacji na temat badan magnetycznych w
zewnetrznym polu magnetycznym na oferowanym urzadzeniu,



zeby wykazaé, ze taka mozliwos¢ istnieje i nie jest prototypem
albo pojedynczym eksperymentem?

Zamawiajgcy nie widzi potrzeby, aby wymagac publikacji na etapie przetargu.
Oczywiscie dostawca moze dotgczy¢ odpowiednie publikacje do sktadnej oferty.

. Czy Zamawiajacy wymaga zaoferowania zewnetrznego
urzadzenia do wytwarzania pola magnetycznego? Jezeli tak, to
czy Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie na
zaoferowanie magnesu 1 mT? Jezeli nie, to w jaki sposéb
nalezy wykaza¢ mozliwos¢ pracy w trybie MFM w zewnetrznym
polu magnetycznym?

Zgodnie z Odpowiedziami z dnia 30 lipca 2012 Zamawiajgcy wymaga
dostarczenia wraz z mikroskopem sit magnetycznych urzgdzenia do wytwarzania
pola magnetycznego woké6t probki. Moze to by¢ zewnetrzny elektromagnes lub
ukfad oparty o magnesy stafe. Zamawiajgcy hie wyraza zgody na
zaproponowanie jednego magnesu 1mT.

Do jakiego nanoindentera powinny pasowa¢ "dwie sondy
przeznaczone do standardowego wykorzystywania podczas
prowadzenia badan w trybie nanoindentacji"? Zgodnie z
udzielonymi przez Zamawiajacego odpowiedziami wymagany
jest jedynie tryb oparty na spektroskopii sit, a nanoindentacja
nie jest wymagana. Zaoferowanie sond do nanoindentacji
bedzie oznaczato, ze Zamawiajacy nie bedzie mégt ich
wykrorzystaé, poniewaz nie sa one kompatybilne z zadnym
mikroskopem sit atomowych.

W Odpowiedziach z dnia 26 lipca 2012 Zamawiajgcy okreslit, iz razem z
systemem mikroskopu MFM wymaga, aby dostarczone zostaly dwie sondy AFM
uzywane do przeprowadzania pomiarow w trybie nanoindentacji w mikroskopie sit
atomowych. Sondy powinny posiadac sztywng dzwignie z przytwierdzonq na jej
koncu piramidg diamentowg o geometrii wgtebnika Berkovicha (piramida
tréjScienna).

. Czy Zamawiajacy wyraza zgode na zmiane wymogu
dotyczacego rozdzielczosci optycznej na rzeczywisty wymog
podany w mikrometrach? Wymagana rozdzielczos¢ 5 mega
pikseli dotyczy tylko kamery rejestrujacej obraz i nie ma
wplywu na rzeczywista rozdzielczosé¢, ktéra jest zalezna od
elementéw optycznych takich jak obiektywy. Jezeli
Zamawiajacy nie wyraza zgody na taka zmiane, to czy wyraza
zgode na zaoferowanie ukladu o rozdzielczosci 10 mega pikseli
z obiektywem pozwalajgcym na uzyskanie rozdzielczosci
optycznej 10 mikrometréow?

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zaproponowanie ukfadu o rozdzielczo$ci 10
mega pikseli i rozdzielczo$ci optycznej 10 um.



6. Dotyczy odpowiedzi z dnia 20 lipca na pytanie numer 13. Czy
Zamawiajacy dopuszcza umieszczenie ukladu obserwaciji
dzwigni pod katem, pomimo iz w odpowiedzi na wczesniejsze
pytanie potwierdza, ze uktad taki powinien by¢ prostopadty do
probki? Jezeli Zamawiajacy uwaza, ze takie rozwigzanie jest
lepsze, dlaczego nie jest ono wymagane? Najlepsze systemy
SPM posiadajq taki uktad pionowo, prostopadle do prébki, tak
wiec wymaog taki eliminowatby tylko stabe rozwigzania, co do
ktérych Zamawiajacy przyznal racje, ze sa niewygodne i
nieprecyzyjne.

Zamawiajgcy udzielit juz Odpowiedzi na to pytanie w dniu 20 lipca w punkcie
numer 13.

7. Dotyczy odpowiedzi z dnia 20 lipca na pytanie numer 16.
Jakiego rodzaju prébki ma na mysli Zamawiajacy? Mikroskopia
sit magnetycznych jest technika ktéra przy duzej
chropowatosci nie pozwala na uzyskanie wiarygodnych
wynikéw. Z zalozenia, wszystkie techniki mikroskopii sit
atomowych wymagaja probek o nieduzej chropowatosci, a
peten zakres skanowania wykorzystywany jest to zgrubnego
okreslania pozycji skanowania wysokorozdzielczego.
Przyjetym standardem zakresu osi Z jest 10% wartosci zakresu
osi X. Czy Zamawiajacy moégtby przedstawi¢ publikacje lub inne
wyniki badan wykonanych za pomoca mikroskopii sit
magnetycznych w zakresie 10 mikrometrow w osi Z, ktore
chciatlby wykonywaé¢ na opisywanym systemie, lub ktérymi sie
kierowat opisujac taki wymog? Chcielibysmy przeanalizowac te
badania, zeby méc zaproponowaé¢ odpowiednie rozwigzanie.

Zamawiajgcy Odpowiedziat juz na to pytanie w dniu 20 lipca w punkcie numer 16.

8. Dla ktérych trybéw pracy systemu Zamawiajacy wymaga
rozmiaru probki o srednicy 200 mm, pozycjonowania w
zakresie 175x150 mm oraz mocowania za pomoca
podcisnienia? Czy jest to wymagane dla wszystkich trybéw
podstawowych opisanych w punkcie 1 (wymagane tryby
pracy)?

Mozliwo$¢ pracy z probkami o Srednicy 200mm i pozycjonowania w zakresie
175x150 wymagana jest dla trybow obrazowania powierzchni probki opisanych w
punktach - 1.1, 1.3-1.7, 1.9 - 1.12.

9. Dotyczy odpowiedzi z dnia 26 lipca na pytanie numer 14. Czy to
pytanie dotyczy pomiaréw opisanych w punkcie 1.11? Czy
oferowane urzadzenie musi posiada¢ mozliwos¢é
przeprowadzania testéw zarysowania, pelzania oraz



odpornosci na zuzycie? Zamawiajacy napisat, ze tego nie
wymaga, ale jednoczesnie napisal, ze jest to standardowy tryb
tego urzadzenia, przez co nie mozna stwierdzi¢ czy jest to
opcja, ktora trzeba zaoferowac czy nie.

Wymagane pomiary zarysowania, odporno$ci na zuzycie i petzania nalezg do
standardowych moZzliwosci badawczych nowoczesnych mikroskopow  sit
magnetycznych.

10.Opisane przez Zamawiajacego urzadzenie jest praktycznie
identyczne jak urzadzenie opisane w specyfikacji przetargu na
Uniwersytecie Jagiellonskim (CRZP/UJ/80/2012). Opisane przez
Zamawiajacego urzadzenie posiada kilka opcji mniej i ma
skréocong gwarancje, a w zamian ma kilka opcji wiecej. Na
podstawie tych réznic (oraz informacji na temat ich cen, ktére
posiadamy) i wyniku wspomnianego przetargu (kwoty wybranej
oferty) cena opisanego przez Zamawiajacego urzadzenia
powinna wynosi¢ ponizej 800 tysiecy ztotych. Na jaka kwote
zostalo oszacowane to urzadzenie skoro rodzaj przetargu
(powyzej progu 200 tysiecy euro) sugeruje wiekszg kwote?
Poniewaz Zamawiajagcy w odpowiedziach na pytanie
potwierdzit, ze nie wymaga nanoindentacji, ktora jest bardzo
droga technika, czy nie oznacza to ze wartoS¢ zaméwienia
powinna by¢ nizsza a przetarg powinien by¢ ogtoszony jako
ponizej progu unijnego? Czy Zamawiajacy podczas badania
rynku i przygotowywania postepowania przetargowego sktadat
takie samo zapytanie do réznych firm, czy tez moze
przygotowal postepowanie na podstawie jednej konkretnej
oferty bez sprawdzania czy cena tej oferty nie zostata
zawyzona? Zwracamy uwage iz informacje na temat
postepowan przetargowych sa informacja publiczng, tak wiec
bez problemu mozna zapoznaé¢ si¢ z ofertami réznych firm i
cenami takich urzadzen. Informacje takie powinny by¢ dla
Zamawiajacego bardzo istotne, poniewaz dysponujac srodkami
publicznymi musi zadbac¢ o ich jak najlepsze wykorzystanie, tak
aby srodki te nie byly marnowane, w szczegélnosci na zakup
urzadzenia po zawyzonej cenie”.

Zamawiajgcy dokonat oceny oferty rynkowej i nie widzi potrzeby powrotu do tego
etapu postepowania. Odniesienia natomiast do przetargu na Uniwersytecie
Jagielloriskim sg niezgodne ze stanem faktycznym.

Z powazaniem,

Zamawiajacy



